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Vorwort  

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA062-08-15AA �Grundlagen  der analytischen  Atomspektro-
skopie� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht  dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Mit  *  versehene Benennungen  sind an  anderer Stelle  in dieser Norm erklärt.  

Aktuelle Informationen zu diesemDokument können über die Internetseiten vonDIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden 

Änderungen 

Gegenüber DIN51002-1:2004-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Normnummer ohne Teil 1  in DIN51002 geändert,  da kein Teil 2  mehr geplant  ist; 

b)  Begriffe zur Isotopenverhältnisanalyse  und zur Einzelpartikel-ICP-MS  hinzugefügt; 

c) Begriffe und Definitionen abgeändert; 

d) Norm wurde redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN51002-1: 2004-11 
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